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Sajat eredmények

A dolgozatom alapjat képzo kutatas f6 célkitlizése az volt, hogy veze-
t6 atomerd-mikroszkopidas modszer segitségével olyan médszert dolgozzak ki,
amit a kutatocsoport tagja altal vizsgalt mintak feltérképezése soran az ed-
dig hasznalt modszerek mellett alkalmazva hozzajarul ehhez a feltérképezési
folyamathoz. A kutatasom eredményeképpen a mintdkban az ABC-ABA
domének hatarai nanométeres skalan vizsgalhatoak azok eltéro elektromos
tulajdonsagait kihasznalva.

A munka soran kutatétarsaim altal eléallitott mintakon dolgoztam, &al-
taluk készitett Raman-mikroszkopos méréseket felhasznalva. Szintén egyik
kutatétarsamtol szarmaztak a 10. dbra a) paneljén bemutatott, elméleti ala-
pon szamolt allapotsiirtiségek.

Az altalam végzett muiveletek és mérések, a sajat eredményeim:

o A mintdkkal valé elektromos kontaktusok készitése (indium-én 6tvo-
zettel torténd kontaktalds, amir6l bévebben a 2.3. alfejezetben rtam),
minden, a dolgozatban bemutatott minta esetén.

o Atomerd6-mikroszképids mérések tobb iizemmoédban, de féleg kontakt
vagy PinPont méda C-AFM-et hasznalva, valamint a szintén AFM-el
készitett spektroszképiai mérések.

o A spektroszképiai mérések feldolgozasahoz hasznalt Python program
elkészitése.

« A kapott allapotstirtiség-szamolasokbol a 3.2. alfejezetben kifejtett sza-
molasi miveletek, és a szamolasok végzéséhez, automatizalasahoz hasz-
nalt program elkészitése.

o A gyakorlati megalapozasa a lokalis vezetOképesség-kontraszt haszna-

latanak a mintak feltérképezéshez.
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